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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl et du
CISPR est constamment revu par la Commission et par le
CISPR afin qu'il reflete bien I'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a ce travail de révision, a
I'établissement des éditions révisées et aux mises a jour
peuvent étre obtenus auprés des Comités nationaux de
la CEI et en consultatnt les documents ci-dessous:

* Bulletin de la CEI

Revision of this publication

The technical content of IEC and CISPR publications is
kept under constant review by the IEC and CISPR, thus
ensuring that the content reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

* |EC Bulletin

. nnuaire de la CEI

* (atalogue des publications de la CEl
Rublié annuellement

Terminplogie utilisée dans la présente
publicgtion

Seuls sdnt définis ici les termes spéciaux se rapportant
a la prégente publication.

En ce glii concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique
Internatipnal (VEI), qui est établie sous forme

chapitre$ séparés traitant chacun d'un sujé ¥
I'Index @énéral étant publié séparément. Des “dé
completg sur le VEI peuvent étre obtenus sur demans

Pour Ips termes concernant les
radioélegtriques, voir le chapitre

Symboles graphiques e

Pour les|symboles g
les signps d'usage 0éng
lecteur donsultera:

— la CEl 27:
élecirotechnigue;

- IaCEl6

Les synmpbbles e
publicatjon onté
soit spgcifiquemen
publicatfon.

* |EC Yearbook

* Catalogue of IEC p
Published yearly

Only sp of this

IEC 50:
which is
dealing
ublished
will be

N

raphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols apd signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to:

— |EC 27: Letter symbols to be used in glectrical
technology;

— |EC 617: Graphical symbols for diagram;

The symbols and signs contained in the | present
publication have either been taken from IEC 27 or
IEC 617, or have been specifically approved| for the
purpose of this publication.

Publications du CISPR

L'attention du lecteur est attirée sur les pages 3 et 4 de
la couverture, qui énumeérent les publications du CISPR.

CISPR publications

The attention of readers is drawn to pages 3 and 4 of
the cover, which list CISPR publications.


https://iecnorm.com/api/?name=9365c262a51ee6b29313cb142adc8e5c

COMMISSION CEl
ELECTROTECHNIQUE IEC
INTERNATIONALE 61000-6-4

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL Premigre édition

First edition

COMMISSION 1997-01

COMITE INTERNATIONAL SPECIAL DES PERTURBATIONS ELECTRIQUES
INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTEBE RENC

Partie 6:
Normes génériques —
Section 4: Norme

0 IEC 1997 Droits de reproduction réservés [0 Copyright - all rights reservéd

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni utilisée No part of this publication may be reproduced or utilized in
sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique any form or by any means, electronic or mechanical, including
ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans  photocopying and microfilm, without permission in writing from

I'accord écrit de I'éditeur. the publisher.
International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http: //www.iec.ch

Commission Electrotechnique Internationale CODE PRIX J
International Electrotechnical Commission PRICE CODE
MemaynHapoaHaa OnekrpotexHuueckaa Homucceun

' Pour prix, voir catalogue en vigueur

For price, see current catalogue


https://iecnorm.com/api/?name=9365c262a51ee6b29313cb142adc8e5c

_2_

61000-6-4 00 CEI:1997

SOMMAIRE

Pages
F N U I o 2 L@ ] = 1 TP 4
Articles
1 Domaine d apPliCatiOn ... . e 6
2 REEIENCES NOIMALIVES ..o e e e e aas 6
3 Objet 8
A DEfINIIONS. .o 8
5 | Sites iNdUSLIIEIS ..vvieieiii i 10
6 |Conditions pendant |a MeSUIe ..........ccoveiiiiieiiiieireene e \e e e\ - 10
7 | Documentation pour I'acheteur et l'utilisateur 10
8 | APPlIicabilité ... K NN N e N e e 12
9 |Limites d'émission 12
Tableau 1 — Emission....................., 14
Figlire 1 — EXeMPIES d'ACCES....ccviie //l e e N N et et rteeneeae e eene et e etneaneanesnennennees|ennes 8
ANNEXE A d G e NG e NN 7 e G et | 16



https://iecnorm.com/api/?name=9365c262a51ee6b29313cb142adc8e5c

61000-6-4 0 IEC:1997 -3-

CONTENTS

Page
FOREWO O RDD ...t ettt et ettt et e et et ettt et aaaas 5
Clause
S Yo o] o1 PP PP 7
2 \\ (o] ¢ 1 0 F= N AV =) (=T K1 11N 7
3 Objerti\/p 9
A DI S . e e NGO 9
5 Indudtrial |0CatioNS ......viviiie i AN 11
6 Condli:ons during MeasUremMEeNt .......ccuieiiiiiiii e e e e e e 11
7 Documentation for the purchaser/user 11
8  Applifability ..o KGN e N e 13
9 EmIsEIoN lIMitS ..c.oviviviiiiiiiie ™o N\ 13
Table 1 —|[Emission .....c.cooovviviiiiiiiininne. 15
Figure 1 4 Examples of ports 9

Annex A

17


https://iecnorm.com/api/?name=9365c262a51ee6b29313cb142adc8e5c

1

2)

3)

4)

5)

6)

La |
des

Cet
tech
pro

-4 - 61000-6-4 [

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMITE INTERNATIONAL SPECIAL DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQ

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 6: Normes génériques —
Section 4: Norme sur I'émission
pour les environnements industriels

CEI:11997

UES

AVANT-PROPOS

La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une orgary

pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl,

Internationales. Leur élaboration est confiée a des comités A€ 3

national intéressé par le sujet traité peut participer. Les orgahisati i 5 8s, gouverng
non gouvernementales, en liaison avec la CEIl, partief 208 \ avaux. La CH
étroitement avec I'Organisation Internationale de Norm#lisati 5 s conditions fixées

entre les deux organisations.

intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre
ntifie”de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur exig

61000-6-4 a été établie par le CISPR: Comité internation
ectriques.

niguie’ 110 ¥ du CENELEC: CEM, et soumise aux Comités nationaux pour le vot

brmalisation

Fl). La CEl a
ion dans les

fles Normes
out Comité
mentales et
| collabore
par accord

nt, dans la
s nationaux

ont publiés

a appliquer
BUrs normes
u régionale

tion et sa

euvent faire
tenue pour
tence.

al spécial

le comité
P selon la

édure par voie express a partir des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

CIS/1083FDIS CIS/1086/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abo

uti a I'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniquement a titre d’'information.

1)A

été remplacé par le comité technique 210: CEM.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 6: Generic standards —
Section 4: Emission standard
for industrial environments

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide izption
compr|sing all national electrotechnical committees (IEC National Commiftees). e i G is to
promofe international co-operation on all questions concerning standargization i c i 3 onic
fields.| To this end and in addition to other activities, the IEC pfiblishe Fheir
preparation is entrusted to technical committees; any IEC Nationz i 6 Healt
with m ¢ fions
liaisin onal
Organ the
two orpanizations.

2) The fdg , an
interng ation
from &

3) Thed the
form ¢f standards, technical G g that
sense

4) In ordgr to promote interpational™\ynifi i onal
Standards transparently o thé i Y \ Any
divergence betwe 5 8 parly
indicafed in the lat

5) The IH any

equipn

6) Attent that some of the elements of this International Standard may be the
subjeg ot be held responsible for identifying any or all such patent rights.
Internatio 3 ; 000-6-4 has been prepared by CISPR: International special

committeg i
This stan on document EN 50081-2: 1993. It was drawn up by CENELEC
technical 02 and-has-been-submitted i i

under the Fast Track Procedure as the following documents:

FDIS Report on voting

CIS/1083/FDIS CIS/1086/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.

b Has been replaced by technical committee 210: EMC.
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —
Partie 6: Normes génériques —

Section 4: Norme sur I'émission
pour les environnements industriels

1 Domaine d'application

La - appareils
élegtriques et électroniques destlnes a étre ut|I|ses dans un environnémentN iel comme
défipi a 'article 5 et pour lesquels aucune norme spécifique de prody ] 1 e produits
sur issi i agnétique

pou

Cet
con

GHz. Les

Qudg produits,
cett

Les érieurs et
extéri rdés a un
résg in réseau
d’er , éservé a
I"ali i d’'unNocal analogue. Cette norme s'applique aux
app \ i i ‘ingtallations
indy

NOTE - O
technique
génériques).

et I'application des normes génériques CEM dar]s le rapport
- Guide to Generic Standards (Guide pour |les normes

2 Reéfé
Les ) Rermatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la|référence
qui ite ituent des dispositions valables pour la présente Norme internatijonale. Au

mof 8 ation, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document nqrmatif est
sujgt a,revision_gt les parties prenantes aux accords fondés sur la présenie Norme
intefnationale sont invitées a rechercher la possibilité d’appliquer les éditions les plug récentes
desldncuments narmatifs indiqués ci-apres | es membres de la CFl et de I'ISQ passédent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CISPR/CEI 1000-6-3: 1996, Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6: Normes
génériques — Section 3: Norme sur [|'émission pour les environnements résidentiels,
commerciaux et de l'industrie légére

CEl 50(161): 1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) - Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique

CISPR 11: 1990, Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbations
électromagnétiques des appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) a fréquence
radioélectrique
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 6: Generic standards —
Section 4: Emission standard
for industrial environments

1 Scope

This Inte pnic
apparatu Qr which no
dedicated| product or product-family emission standard exists. Apparatus/d iate
electroma i

Disturbanges in the frequency range 0 Hz to 400 GHz are
apparatug are not taken into account.

Where a exists, it ghall
take precg
The envilonments encompassed by thi 8 ind h indoor and outdpor.
Apparatus (N but
is intendg age
transformpr dedicated for the supply of apf i i d i imi ant.
This stanglard applies to apparatus intend ing i i i imity to
industrial [power installations.

NOT[E - Guidance on t LEC

Repgrt R110-002: 1993

@

2 Normdtive referencg

The followi
constitute
indicated | we

tain provisions which, through reference in this fext,
ational Standard. At the time of publication, the editlons
ive documents are subject to revision, and partieg to
agreemen(ts ernational Standard are encouraged to investigate the possihility
of applying the editions of the normative documents indicated below. Memberfs of
IEC and 1B i 'n registers of currently valid International Standards.

CISPR/IEC.X000-6-3: 1996, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6. Generic standargs —
Section 3. 55T [ at, [ git=1 I I

IEC 50(161): 1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electro-
magnetic compatibility

CISPR 11: 1990, Limits and methods of measurement of electromagnetic disturbance
characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment
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CISPR 14: 1993, Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites
par les appareils électrodomestiques ou analogues comportant des moteurs ou des dispositifs
thermiques, par les outils électriques et par les appareils électriques analogues

CISPR 22: 1993, Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des perturbations
radioélectriques produites par les appareils de traitement de I'information
Amendement 1 (1995), amendement 2 (1996)

3 Objet

Lobjet de cette norme est de deflnlr les Ilmltes et Ies methodes d’essais _pour les apparells

défi
pro

Ceq limites représentent les exigences essentielles de co

con
les
pou

Les

4 [Définitions
Les| définitio
corfespondan

de |p CEl etdu C
Les

acc

extéri

oquer le brounlage d’autres apparells

Cernant I’émission et ont été choisies pour s’assurer que lgs

NOTES
1 Les limites de cette norme peuve t toutefqis protection totale contre |
i tilisés & moins de 30
antennes de réception.
2 Dans des cas spéciaux, par exem
proximité, des moyens supplémenta

électromagnétique a des valeurs bie

il hautement susceptibles so
uvent étre nécessaires pour réduir
spécifiés.

iveau qui

e brouillage
m de leurs

t utilisés a
. I’émission

bnomenes
blications

agnétique

acce Frontiere physique de l'appareil a travers laquelle le$ champs
élegqtromagnétiques peuvent rayonner ou a laquelle ils peuvent se heurter.
Acces par I'enveloppe
Acces par I'alimentation c.a. Acces par la borne de terre
APPAREIL Acces par les bornes de signaux
Acces par I'alimentation c.c. Acces par les bornes de mesure

et de commande de processus

Figure 1 — Exemples d'accés
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CISPR 14: 1993, Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of
electric motor-operated and thermal appliances for household and similar purposes, electric
tools and similar electric apparatus

CISPR 22: 1993, Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of
information technology equipment
Amendment 1 (1995), Amendment 2 (1996)

3 Objective

The objective of this standard is to define limits and test methods for apparatus deflned in the

SCOpe ir refatiom to BIBLLIUIIIngIb‘lIL ETMSSIONS  WITICH ImMay Causce TTteTEre her
apparatug.
These enlission limits represent essential electromagnetic compatibilit ave
been selected to ensure that the disturbances generated by the app Ally at
industrial |locations do not exceed a level which could prevent other apparaft ting
as intended.
Test requ|rements are specified for each port considered,
NOTES
1 The limits in this standard may not, however, pro ide and
teleision reception when the apparatus is g i 2
2 Ip special cases, for instance when higk sCERti a 3 i i i imity, ional
mitigation measures may have to be employed e Qma i issi the
spedified levels.
4 Definitions
Definitionf related to EMC ahd™t phenomena may be found in the EEC Directive, in
IEC 50(1p1) and j j tive
(89/336/E[EC) take p
The followi
port: Pafticular i : t specified apparatus with the external electromagrietic
environme i
enclosure port: ical boundary of the apparatus through which electromagnetic figlds
may radigte orimpinge
Enr\lnellrn fa¥aVad

AR A AL cAd

AC power port Earth port
APPARATUS Signal port
DC power port Process measurement and

control port

Figure 1 - Examples of ports
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5 Sites industriels

Les sites industriels sont caractérisés par I'existence d'une ou plusieurs des conditions
suivantes:

- présence d'appareils industriels, scientifiques, ou médicaux (ISM)Y;
- commutations fréquentes de charges inductives ou capacitives importantes;

- valeurs élevées de courants et de champs magnétiques associés.

Ceci représente les contributions les plus importantes a I’environnement électromagnétique
industriel et, comme tel, distingue I'environnement industriel des autres environnements.

6 Conditions pendant la mesure

Les|mesures doivent étre effectuées dans le mode de fonctionne i &mission la

plug forte dans la bande de fréquences investiguée e¥ co plications
noriales.
On doit chercher a obtenir 'émission maximale en ' ~ mode de

fongtionnement de I'’échantillon en essai conforméme

Si llappareil est une partie d’'un systéme ouPeut § uxiliaires,
il dqit alors étre essayé dans la configuratjon i ‘ Ant I'essai
aux|acces d’une fagcon analogue a cell i

La ¢onfiguration ainsi que le mode i c p e doivent
étrg notés avec précisigh dan

Si Ilappareil a un granc \ ‘ es ou d’accés comportant un grand rjombre de
conpexions a Nt d’entre eux doit étre choisi pour stimuler les
conflitions de@ r s'assurer que tous les types de raccordement sont
couyerts.

Les dans des conditions de fonctionnement spéciffjées pour
I'appareil 5Q i jmentation nominale sauf indication contraire dans |la norme
fongamentale.

7 [Documentation our I'acheteur et l'utilisateur

7.1 | Pocumentation a fournir a 'acheteur et a I'utilisateur

L'appareil doit étre fourni avec un avertissement écrit indiquant que I'appareil ne doit pas étre
utilisé dans un environnement résidentiel, commercial ou dans l'industrie légére, sauf si
I'appareil est également conforme & la norme correspondante (CISPR/CEI 1000-6-3).

L'acheteur et l'utilisateur doivent étre informés des mesures particuliéres a prendre pour
obtenir la conformité, par exemple I'utilisation de cables blindés ou spéciaux.

D Tel que défini dans le CISPR 11, ISM Classe A.
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5 Indust

rial locations

Industrial locations are characterized by the existence of one or more of the following
conditions:

- industrial, scientific and medical (ISM)? apparatus is present;

- hea

vy inductive or capacitive loads are frequently switched;

- currents and associated magnetic fields are high.

These are the major contributors to the industrial electromagnetic environment and as such
distinguish the industrial from other environments.

6 Condi

The meas
frequency

An attem;y
of operati

apparatus
necessary

The confi
test repor

If the appg
then a sul
that all th

The tests
its rated S

7.1 Docd

ions during measurement

juration and mode of operation (duri

ng me
t‘ =

be used |n4he’residential, commercial and light-industrial environment unless the appar

The appal pplied with a written warning indicating that the apparatus shall

the

ode

the
htus

the

pns,
ure

d at

not
atus

also confarms to the relevant standard ((‘IQDRIIF(‘ 1000-6-?)

The purchaser/user shall be informed if special measures have to be taken to achieve
compliance, e.g. the use of shielded or special cables.

1) As defined in CISPR 11, ISM class A.
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7.2 Documentation qui doit étre disponible sur demande pour I'acheteur ou pour I'utilisateur

Une liste des accessoires qui, avec I'appareil, satisfont aux prescriptions d’émission.

8 Applicabilité

Les mesures sont effectuées sur les accés appropriés de I'appareil conformément au tableau 1.
Les mesures ne doivent étre effectuées que lorsque les acces correspondants existent.

Il peut étre déterminé a partir de I'étude des caractéristiques électriques et de l'usage d’'un
appareil particulier que certaines des mesures sont inappropriées et en conséquence inutiles.

Dans—th—tetecas—ta—déeision—de—re—pas—effectterta—mestre—doit—Etrenntée—dans—e rapport
d’egsai.
9 Llimites d’émission
Les|limites d’émission pour les appareils couverts par la Pes acces
parfacces.
Les| mesures doivent étre effectuées dans des cq s et reproduct|bles pour
chapue type de perturbation.
La @lescription de I'essai, les méthqQdes\d’ dans des
normes fondamentales auxquelles il & \. 1.
Le ¢ontenu de ces normes fondamehtal cations ou
des|informations complg¢ j bs dans la
présente norme.
NOTE - Le termg «nQrpe | ilisé a défaut d’'un terme plus approprié. Les nqrmes citées
en référence_( PR 22, CEl 1000-3-2 et CEl 1000-3-3) sont ¢les normes
indépen . La référence aux «normes fondamentales» est ici limitée aux

parties desor,
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7.2 Documentation which shall be available to the purchaser/user upon request
A list of auxiliary apparatuses which together with the apparatus comply with the emission

requirements.

8 Applicability

The measurements in this standard are made on the relevant ports of the apparatus in
accordance with table 1. Measurements shall only be carried out where the relevant ports exist.

It may be determined from consideration of the electrical characteristics and usage of a
aal tbhaoraf
u aretT |Ore

the

particular —apperatues—that—some—of —the—meastrements—are—inrapproptiate
unnecesspry. In such a case it is required that the decision not to measure h
test report.

9 Emissjon limits

The emisgion limits for apparatus covered by this standard are

disturbange.

The descftiption of the test, the test metRodsxand hrds
which are|referred to in table 1 and in tableMA. 1.

The contents of these basic standards \are nea or
additional| information needed i in |this
standard.

NOTE - The term “basic s % \ ards

referenced (CISPR\11 Huct-
family standard @
that give the descrigfi

dard
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Acces Gamme de Limites Norme Note pour Remarques
fréquences fondamentale | I'application
Enveloppe 30 MHz a 230 MHz 30 dB(pV/m) en valeur CISPR 11 Voir note 1 Peut étre mesuré a
guasi-créte mesuré a une distance de
30m 10 m en utilisant
230 MHz a 1000 MHz | 37 dB(uV/m) en valeur les limites
quasi-créte mesuré a augmentées de
30m 10 dB si les
dispositions du
CISPR 11 sont
respectées
Alimgntation | 0,15 MHz a 0,50 MHz | 79 dB(uV) CISPR 11 Voir n
a coyrant en valeur quasi-créte Voir note 3
alternatif 66 dB(uV)
en valeur moyenne
0,50 MHz & 5 MHz 73 dB(pV)
en valeur quasi-créte
60 dB(uV)
en valeur moyenne h
5 MHz & 30 MHz 73 dB(pV)
en valeur quasi-créte
60 dB(uV)
en valeur moyen /\
NOTES \K)j/
1 |Les mesures in situ sont exclues de cett
2 | Les bruits impulsifs (claquements) qui se de cing fois par minute ne sont gas pris en
conpidération. Pour les claqguements se produi fofs par minute les limites s’appliquert. Pour les
claquements se produisany’e i inuteNune relaxation des limites d'une valeull de 20 log
30/IN dB est autorisée (N représe ts par minute). Les criteres relatifs aux claquements
esppcés peuvent étre trpuvésdans te
3 | S’applique up'gue ent du nt a des tensions alternatives inférieures a 1000 V|efficace.

)
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Table 1 — Emission

Port Frequency range Limits Basic Applicability Remarks
standard note
Enclosure 30 MHz - 230 MHz 30 dB(pV/m) quasi-peak, | CISPR 11 See note 1 May be measured
measured at 30 m at 10 m distance
distance using the limits
230 MHz - 1000 MHz | 37 dB(uV/m) quasi-peak, increased by 10 dB
measured at 30 m if the provisions of
distance CISPR 11 are met.
AC mains 0,15 MHz - 0,50 MHz | 79 dB(pV) quasi-peak CISPR 11 See note 2
66 dB(pV) average See note 3
0,50 MHz - 5 MHz 73 dB(uV) quasi-peak
60 dB(uV) average
5 MHz - 30 MHz 73 dB(pV) quasi-peak
60 dB(uV) average <\
NOTES
1 In situmeasurements are excluded from this standard.
2 Impulde noise (clicks) which occur less than five times per minut licks appedfring
more often|than 30 times per minute the limits apply. For clicks appearing es per minute, a
relaxation pf the limits is allowed of 20 log 30/N dB (where N is/the minute). Criterigd for
separated glicks may be found in CISPR 14.
3 Appliep only to apparatus operating at less th

9,

&
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Annexe A
(informative)

Données indicatives

Le but de cette annexe informative est d’indiquer les essais dont I'inclusion dans cette norme
pourra étre proposée lorsque les normes fondamentales applicables seront publiées. Les
données figurant dans le tableau suivant ne sont indiquées qu’a titre indicatif et seront révisées
lorsque la norme fondamentale applicable sera publiée.

Tableau A.1 - Emission /\(\
. N\

Acces Gamme de fréquences Limites Norm. Not 0\\ Pmarques
fondﬁ;{en le \ I'agptication
Entyée puissance c.a. 0 kHz a 2 kHz A I'étude CEl ooo}\K \\)
N

/Cgkl 0033

Sighal, commande, 0,15 MHz a 0,50 MHz Voir la norm étu

entfée puissance c.c., fondamen

sorfie puissance c.c., en révisi n

sorfie puissance c.a. 0,5 MHz a 30 MHz V0|r a

et qutres me tale Q
révisjon

@Q
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Annex A
(informative)

Guidance data

The purpose of this informative annex is to indicate tests which may be proposed for inclusion
in this standard when the relevant basic standards are published. The data in the following
table is for guidance only and will be reviewed when the relevant basic standard is published.

Table A.1 — Emission (\

N
Rort Frequency range Limits Basic A 'cabilit( Rewarkp
standard 0
AC power port, input 0 kHz - 2 kHz Under IEC 1000-3;
consideration IEC 1000-33
N
Signal, control, 0,15 MHz - 0,50 MHz Refer to basic Und

d.c. power|input, standard under | consideration \
d.c.power putput, revision

a.c. power|output

and other 0,5 MHz - 30 MHz Refer t \}Z

0 basi
savaggen () ]
"/

N
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I EC Standards Survey

We at the IEC want to know how our standards are used once they are published.

The answers to this survey will help us to improve IEC standards and standard related
information to meet your future needs

Would you please take a minute to answer the survey on the other side and mail or fax to:

Customar Service Centre (CSC)

Internat

onal Electrotechnical Commission

3, rue dg Varembé

Case po

Stale 131

1211 Geheva 20

Switzerland

or

Fax to: ¢SC at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the

@) REPONSE PAYEE
SUISSE

Nicht frankieren
Ne pas affranchir

[

Non affrgncare

No stam

b required

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé
Case postale 131
1211 GENEVA 20
Switzerland
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1.
No. of IEC standard:

7.

Please rate the standard in the following
areas as (1) bad, (2) below average,
(3) average, (4) above average,

(5) exceptional, (0) not applicable:

Tell us why you have the standard.
(check many as apply). | am:

clearly written
logically arranged

information given by tables

OooOoOooOoao

13.

If you said yes to 12 then how many
volumes:

14.

Which standards organizations
published the standards in your
library (e.g. ISO, DIN, ANSI, BSI,

ddrds

[Od the buyer illustrations
etc.):

O the user technical information
O alibrarian 8.,
0l aresearcher I would like to know how | can legally 15.

n enaineer reproduce this standard for: o
L an enginee P ) My organization supports the
[0 asafety expert [0 internal use standards-making process (check as
0 involved ip-testing [J___sales information many as apply):
O with a goernment agency O product demonstration
O inindustry O other....cccooiiiiiii,
O other....ofoooi, 9.
3 In what medium of standard does your

This standard wWas purchased from?

organization maintain most of its
standards (check one):

paper
microfilm/microfiche

This standard will be used
(check as many as apply):

mag tapes

O
O
O
[J CD-ROM
[0 floppy/digk
O

e SR

My~argapization uses (chedk one)

French text only
English text only

[d for reference on lin .
O in a standhrds library o [0 Both English/French text
[0 to develog a new product If your organization.curreqthinmaintains 17.
i —— part or all of its standdrds dollegsitn in Other comments:
[0 to write sfecifications 2 Nease indidate the
[J tousein qtender :
[J for educational purposes
D foralawsbit = A U 7 YN fulNext\.  ON\U i e
[d for quality assessmen@
[0 for certifigation iy does your organization
[0 for generdl information aintain its standards collection ]
] e (check all that apply):

[d for design|purpose

paper i,
[J for testing . . . .

microfilm/microfiche
O  other..... ] NG N NG N e

\ [0 mag tape

5. O CD-ROM 18.
This standard will be used i [0 floppy disk Please give us information jabout you
with (check as many as apply): [0 online and your company
O 1ec 10A A T T T e
O 1so For electronic media which format will be
0 corporate chosen (check one) OB I et
[0 other (published by................... ) [0 raster image
O other (published by......oo.......... ) O full text COMPANY: ceitiiiiiieee et e et e e
O other (published by................... ) 11. AAATESS: oo

6.

This standard meets my needs
(check one)

not at all
almost

fairly well

ooood

exactly

My organization is in the following sector
(e.g. engineering, manufacturing)

12.

Does your organization have a standards
library:

O vyes
O no
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